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Carta de Trazabilidad Revision:

MESS-CA-FOR-017

MESS-CMM-08 o 3
Pagina:
(Page) l1del
Patrén Nacional de Longitud del Reino Unido Patron Nacional de Longitud del )
(NPL) CENAM PATRON PRIMARIO :CENAM
CNM-PNM-2
| |
/ \ Maquina de Medicion por Coordenadas \ / \ , . Interferémetro Automatico (
Marca: Mitutoyo Bloques patron TESA y Carl Zeiss GBng.u:eKs" pa:t)lgan TESAy Carl Zeiss Marca: NPL-TESA
Modelo: Legex 9106 Grado: "K" y "00" e Y Modelo: AGI-1-300 Interferémetro laser
e o N i Certificado de Calibracion CENAM: odelo: . Aqi
No. de serie: 30155141 Certificado de Calibracion CENAM: CNM-CC-740-017/2020 No.Serie: 014 Laser estabilizado a 633 nm Laser estabilizado a 633 nm Marca: Agilent
Reg_la de pasos KOBA Certificado de Calibracion CENAM: CNM-CC-740-533/2015 Plano éptico WYKO Certificado de calibracién CENAM: Certificado de calibracién CENAM: Modelo: 5519B PATRONES DE REFERENCIA: CENAM
No. c]Ice sgrlil: 970I4;0/102KD-K CNM‘CC‘740‘021/2022 ] ID: DIM-PT-065 Bloques patrén de carburo de Laser estabilizado a 543 nm CNM-CC-740-351/2019 CNM-CC-740-633/2021 NO.S.e.I’Ie: US40100339 ) . CALIBRADOS POR: CENAM/ RU/ NPL
Certificado de Calibracion D-K: Bloques patron de carburo de tungsteno Certificado de Calibracion RU: tungsteno OPUS Certificado de calibracion NPL: certificado de Callbracion CENAM:
D-K-15007-01-00 28756 2022-09 Bloque patrén 20 mm OPUS ' o ungsteno g CNM-CC-740-285/2021
A e 2014090403 Grado: "K 2017100320-LL0O3
No. Serie: 997067 Grado: "K ifi l y 5
Certificado de Calibracion CENAM: Certificado de Calibracién CENAM: e o o g
CNM-CC740-440/2023 QM—CC—740—120/2016 / \ j \ / / \ / K / \ / \ /
/C;mparador electromecanico (Gaug} / p \ / \
/ Comparador electromecanico \ Block Tester) Jggg?\dcé;g!gﬂgfzzg r;n Interferémetro laser
ID: MESS-COE-02 ID: MESS-COE-03 Marca: Feinn;ess Jena — Juego de bloques patron grado K ID: MESS-P-LAS-72
Marca: Feinmess Jena ModeI(.)' S/R ID: MESS-P-BLO-88_2 Marca: Renishaw
Marca: Feinmess Jena Modelo: EMP25 No. de .serie' 303196 - 301265 - 300351 - Marca: Feinmess Jena Modelo: XL-80
Modelo: EMP25 No. de serie: FMJ102-84 300207 - 303981 - 302707 - 304002 - Modelo: S/R No. de Serie: 131J99 PATRONES DE REFERENCIA MESS
No. de serie: FMJ102-65 Certificado de Calibracion CENAM: 302694 - 301025 - 301617 - 303624 No. de serie: 303196 - 301265 - 300351 - Informe de medicion CENAM: CALIBRADOS POR: CENAM
Certificado de Calibracion CENAM: CNM-CC-740-595/2021 Certificado de calibracién CENAM: 300207 - 303981 - 302707 - 304002 - 302694 - CNM-IM-740-011/2021
CNM-CC-740-587/2017 Incertidumbre: CNM-CC-740-086/2021 ' 301025 - 301617 - 303624 Alcance calibrado: 0.0 ma 2.5 m
Incertidumbre: Repetibilidad: 0.002 6 ym Alcance calibrado: 2.5 mm a 100 mm Certificado de calibracién CENAM: Incertidumbre:
Repetibilidad: 3.4 nm Reposicionamiento: 0.002 3 pm Incertidumbre: CNM-CC-740-138/2023 Sin compensacion:
Reposicionamiento: 9.0 nm Asimetria: 0.002 0 um U=23na48 rllm Alcance calibrado: 2.5 mm a 100 mm U= (0.03+0.18 * L) pm;[L]=m
Asimetria: 8.2 nm Linealidad: 0.005 0 pm Incertidumbre: Con compensacion:
@alidad: 4.7 nm / \ U=23 nma 48 nm t(0.02+0.005 * L) ym;[L]= m /
l \ /
—] [ ]
Medidor de Redondez
MESS-SFG-03
Marca: Accretech
Modelo: Rondcom 54SD3
No. Serie: MA5403EG
SIGE r;g'_cca g ?S?: g/ga(')'géi 7'2% nlg" ESS: PATRONES DE REFERENCIA MESS
Incertidumbre: CALIBRADOS POR: MESS
U=(60+ 58 xL)nmLenpum
| I
/ Patron de Redondez \ / \
ID: MESS-P-RED-05 . Juego de bloques patrén (2.5 mm; 2.8
Marca: Bal-Tec Plano Optico mm ; 3.0 mm)
Modelo: S/R ID: MESS-P-OPT-19 ID: MESS-P-BLO-03_2
No. de serie: FMJ102-65 Marca: Tesa -
Certificado de Calibracion MESS: Marca: S/R Modelo: S/R
MESS-CC-AXA-0026/2019 Modelo: S/R No. de serie: A 18494; B 18494; C 18494
Incertidumbre: No. de serie: 2012-009 Certificado de Calibracion MESS:
Redondez a 1 mm Arriba del eduador: Certificado de Calibracion CIO: MESS-CC-LCA-0384/2021
U= 34 nma 35 nm CIO-CC-085/2020 Alcance calibrado: PATRONES DE REFERENCIA MESS
Redondez al Ecuador: Incertidumbre: Longitud central: 2.500 mm a 3.000 mm .
U= 54 nma 55 nm U= 0.02 pm Incertidumbre: CALIBRADOS POR: MESS/ CIO
Redondez a 1 mm Abajo del eduador: U= 0.047 pm
tss nma 56 nm / K / \ /
/ Medidor de redondez \ Maquina de longitud universal
ID: MESS-SFG-03 ID: MESS-ML-01
Marca: Accretech Marca: Microrep
Modelo: Rondcom 54SD3 Modelo: DMS 680
No. de serie: MA5403EG No. de serie: 1240
Certificado de calibracion MESS: Certificado de calibracién MESS:
MESS-CC-SFGE-0060/2023 MESS-CC-LCA-0092/2023 PATRONES DE REFERENCIA MESS
MESS-CC-SFGA-0001/2023 Alcance calibrado: CALIBRADOS POR: MESS
Incertidumbre: 2.5 mma 100 mm
(65 + 46 x L)nm; [L] =pm Incertidumbre:
Sensibilidad: U= 0.061 ym a 0.068 pym U=0.25 pma 0.41 ym
I ]

4 ) 4 ) [ e )

Bloque patrén ID: MESS-P-ESF-69

Regla de pasos ID: MESS-P-BLO-78 Marca: ITP

MESS-P-KOB-89 Marca: Feinmess Jena Modelo: KNM825024140
Marca: Industrie - Team - Service GmbH Modelo: S/R No. de serie: 2108-01
Moglello: 700 mm Serie: 100035 Certificado de calibracion MESS:
Serie: SE0700414 Certificado de Calibracion CENAM: MESS-CC-LCE-4379/2023
Certificado de Calibracion CENAM: CNM-CC-740-556/2023 Alcance calibrado: PATRONES DE REFERENCIA MESS
CNM-CC-740-458/2023 Alcance calibrado: Didmetro: 24.999 83 mm CALIBRADOS POR: MESS/ CENAM
Alcance calibrado: Longitud central: 1 000 mm Redondez: 0.000 10 mm
?r.g(é(r)tirg;nmi r7e(?0.000 mm Incertidumbre: Incertidumbre:
U= (0.25 + 0.30 * L) pm, [L]=m U= 055 um j Redondez: 0000 15 M -

CMM

ID: MESS-CMM-08
Marca: Zeiss
Modelo: Contura G2 HTG
No. de serie: 201103502761
Certificado de Calibracion MESS:
MESS-CC-MMZE-0155/2024
Alcance calibrado:
X=700]Y=1000 mm | Z = 600
Incertidumbre:
U=(0.35 + 6.7 xL) um; [L]=m
Vigencia: 2025-06

PATRONES DE REFERENCIA MESS
CALIBRADOS POR: MESS

Item calibrado
ITEM DEL CLIENTE

U=Ver Informe de Medicion
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